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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unte rlagen entnommen 

Prufungsantrag gern. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zUr iangzeitstabilen und gut reproduzierbaren spektrometrischen Messung der Konzentrationen der 

Bestandteile wassriger Losungen sowie Vorrichtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens 
@ Verfahren zur Iangzeitstabilen und gut reproduzierba- \ 9 ^ K 

ren Messung der Konzentrationen der Bestandteile wass- 
riger Losungen; insbesondere von Dialysaten interstitiel- 
ler Gewebeflussigkeiten - insbesondere der Glukosekon- 
zentration bei dem ein Mefcstrahl durch einen Strahltei- 
ler (2) in zwei Teilstrahlen zerlegt wird, ein Teilstrahl durch 
eine MeSkuvette (3), die beispielsweise durch ein Dia- . 
phragma von der zu messenden Losung getrennt, oder 
die an ein Pumpensystem mit Austauschstrecke, die 
durch ein Diaphragma von der zu vermessenden Losung 
getrennt ist angeschlossen ist, und der andere Teilstrahl 
durch eine Referenzkuvette (4), die mit einer Referenzlo- 
sung gefullt ist, geleitet wird, die Lichtintensitat beider 
Teilstrahlen gemessen und die Meftsignale, gegebenen- 
falls nach geeigneter Verstarkung, einer symetrischen Si- 
gnalverarbeitung zugefuhrt werden, sowie insbesondere 
miniaturisierbare Vorrichtung zur Durchfuhrung dieses 
Verfahrens. ■ 
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